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Spektrometry iskrowe S-OES serii
POLYSPEK JUNIOR

Seria spektrometrow emisyjnych z detektorem CCD opracowanych przez innowatoréw
spektrometrii z detekcjg CCD — firme ARUN Technology. Dzieki szerokiemu zakresowi dtugosci fal
i dobrej rozdzielczosci analizatory zyskaty uznanie w wielu aplikacjach.

POLYSPEK Junior

Y

Wysoka wydajnos¢ pomiardow i niskie koszty utrzymania
Opcjonalnie zintegrowany panel PC z ekranem dotykowym
Obstuga za pomocg myszki, klawiatury lub ekranu dotykowego
Wbudowany system operacyjny Winows

Oprogramowanie analityczne A-PLUS lub SPARCS

System optyczny o wysokiej rozdzielczosci ptukany argonem
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Do kazdego spektrometru mozna dowolnie dobiera¢ nowe bazy i matryce kalibracyjne

ograniczajgc koszty zakupu nowego sprzetu. Kazda nowa, oryginalnie wykonana
ibracja obejmuje dostarczenie kompletu préobek do standaryzacji.

kalibracje: stopy aluminium, stale, zeliwa, staliwa, stopy na bazie miedzi
ierwiastkow lekkich C, Si, S, P, Mg w niskich zawartosciach
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Zalety serii PolySpek Junior

» Zakres spektralny w zaleznosci od kalibracji od 170 do 410 lub 780
» Wysoka wydajnos¢ pomiaréw

» Nie wymaga pompy prézniowej ani skomplikowanej instalacji

» Stanowisko z otwartg iskra przystosowane dla matych i duzych prébek
» Szybkie analizy wielopierwiastkowe

» Uktad optyczny posiadajgcy holograficzng siatke dyfrakcyjng

>

Cate widmo rejestrowane przez detektor, ktéry zawiera ponad 100 000 pikseli

paktowe rozmiary i zwarta budowa — wygodny do ustawienia na biurku
standardowym komputerem klasy PC, wyjscia do monitora i klawiatury

lid state” ze zintegrowang stabilizacjg

Dostepne modele serii PolySpek JUNIOR

ARUN
H “ I

PolySpek Junior PolySpek Junior X

» Zakres widmowy podstawow » Zakres widmowy 170-410 nm
170-410 nm » Optyka ptukana argonem lub nie

» Optyka ptukana argonem

w zaleznosci od matryc

lub nie w zaleznosci od matryc zystosowany do pracy z zewnetrznym

owany panel PC em PCiLCD

PolySpek Junior L PolySpek Junior XL

» Zakres widmowy rozszerzony » Zakres widmowy rozszerzony 170-780 nm
170-780 nm » Optyka ptukana argonem lub nie

» Optyka ptukana argonem

w zaleznosci od matryc

lub nie w zaleznosci od matryc ystosowany do pracy z zewnetrznym

owany panel PC em PCiLCD
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System optyczny

» Zakres dtugosci fal maksymalny 170-780 nm w zaleznosci od aplikacji
» Uszczelnienie od kurzu i zanieczyszczen

» Holograficzna siatka dyfrakcyjna

iniowy wielopierwiastkowy detektor CCD

ona liczba kanatéw pomiardéw pierwiastkdw ustalana programowo
iczne wyszukiwanie pikoéw

Stanowisko iskrzenia ARU N

TECHNOLOGY

» Otwarta iskra dla préb duzych i matych
» Stanowisko ptukane argonem
» tatwo zdejmowana podstawka prébki

METAL s Limited

utatwiajgca czyszczenie komory

Otwarte stanowisko pomiarowe ufatwia
izy prébek o réznych ksztattach i

Zrédto wzbudzenia

» ,Solid state” ze zintegrowang stabiliz

> Zrédto iskry o wysokiej precyzji (tuk > Do pracy urzadzenia konie

jest argon o czystosci 99,9999
» Opcjonalna ptuczka azotowa do
pomiaréw z zakresu UV
Narzedzia potrzebne do
pobierania i przygotowania
robki zalezne od typu metalu
lifierka, nozyce itp.

skondensowany) w atmosferze argonowe;j

» Poziom energii i czas kontrolowane

Z oprogramowania
re-iskra o wysokiej energii
alne parametry wybierane

nie przez program analityczny

Wymagania elektryczne Warunki pracy urza

i jego przechowywania
» Uniwersalny zakres napiecia: 90-260 V AC, Jegop y

50-60 Hz
» Automatyczne dostosowanie napiecia i
ilizacja

» Temperatura pracy: 0-35 °C
Temperatura przechowywania:
do 70 °C
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Kontrola i przetwarzanie dan

» Opcjonalny ekran dotykowy
» Whbudowany panel PC lub wspoétpraca z
zewnetrznym PC z systemem operacyjnym
Windows

Porty komunikacyjne USB

osty w obstudze ekran dotykowy

y monitor 10,4” TFT LCD high luminancje
o stopniu ochrony IP 65

Jakos¢ i komunikacja

» Generator raportéw

» Przesytanie danych do arkuszy Excel
» Zapis parametrow wypalan dla poréwnan
graficznych

Zapis historii wszystkich dziatan na dysku

Oprogramowanie A-PLUS / SPARCS

» ldentyfikacja typow stopow

Fabrycznie kalibrowane programy CRM

VVVY V

Wyswietlanie pojedynczych lub wielu analiz

kazdego programu dla uzytkownika
igurowana przez uzytkownika

Menu dotykowe (dostepne tylko z opcjonalnym ekranem dotykowym)

Automatyczna korekcja zaktdcen miedzypierwiastkowych

Wyswietlanie wartosci srednich, odchylen standardowych lub wzglednych odchylen

Srkimadoas v
I-913 Al Si Cu Alloys
1-916 Al-Mg-Si

China-ADC12
e-90 0 0 e

Fe-912 Stainless Steel
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Zastrzegamy mozliwos¢ zmian specyfikacji bez uprzedniej informacji
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